( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
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Giiltig ab: 22.06.2020
Ausstellungsdatum: 22.06.2020

Urkundeninhaber:

FRENCO GmbH
Jacob-Baier-Straf8e 3, 90518 Altdorf

Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle Messgréen
Lange
— VerzahnungsmessgroRRen

verwendete Abklirzungen: siehe letzte Seite

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) zu

entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen .
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15199-01-00

Permanentes Laboratorium

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit ¥
Lange
VerzahnungsmessgrofRen | Grundkreisdurchmesser: dp | Substitutionsmessung auf AuRRenverzahnung

Evolventennormale

Auswertebereich: Lq

Verzahnungsmessgerat:

Fo 15mm <dp,< 50mm Korrektion von Fl, fHa 1,1 um
JHa 3mm <Ls< 8mm durch Vergleich gegen 0,9 um
fia Evolventennormal mit 0,6 um
Fo 10mm <dpo< 60mm dp=29,8779 mm 1,6 um
SfHa 2mm <Le< 15mm Lo=5mm 1,4 um
fra 0,6 um
Fo 80mm <dv< 120mm | Korrektion von F, fH« 1,1 um
SHa 14mm <Lye< 42mm | durch Vergleich gegen 0,9 um
fra Evolventennormal mit 0,6 um
Fo 60mm <dp< 130 mm |d»=93,96 mm 1,6 um
SfHa 8mm <Le< 48mm |[La=37mm 1,4 um
fra 0,6 um
Fq db<  60mm [ Messung ohne Korrek- 1,8 um
JHa Le<  15mm | tion; Riickfihrung durch 1,6 um
Jia Kontrollmessungen der 0,6 um

Evolventennormale mit

dy =28,8779 mm,

Lo=5mm
Fo 8mm <dp< 150 mm | Messung ohne Korrek- 1,8 um
Jau Loe< 74 mm | tion; Riickfihrung durch 1,6 um
Jia Kontrollmessungen der 0,6 um

Evolventennormale mit
dp=93,96 mm
Lo=37 mm

Symbole nach
ISO 1328-1:2018

Auswertung nach
Richtlinie

VDI/VDE 2612-1:2018

1 In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der
Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 %
und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe

sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Ausstellungsdatum: 22.06.2020

Giiltig ab: 22.06.2020
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15199-01-00

Permanentes Laboratorium

(

DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit ¥
Verzahnungsmessgrofien Teilkreisdurchmesser: d Substitutionsmessung auf
Flankenliniennormale Schragungswinkel: g Verzahnungsmessgerat: AuRenverzahnung

Auswertebereich: Lg

Fg 15mm <d< 40 mm Korrektion von Fp, fup 1,1 um
Sup p=0° durch Vergleich gegen 0,9 um
Ji 20mm <Lg< 50 mm Flankenliniennormal mit 0,7 um
Fp 10mm <d< 80mm d=34,5mm 1,4 um
fip 0° <fs  20° B=0° 1,2 um
Jip 10mm <Ig< 60 mm Lg=35mm 0,7 pm
Fp 8 mm <d< 125mm Korrektion von Fp, fup 1,1 um
fup p=0° durch Vergleich gegen 0,9 um
fip 56 mm <Lpg< 102 mm Flankenliniennormal mit 0,7 um
Fp 70mm <d< 135mm d =100 mm 1,3 um
fiup B=0° p=0° 1,1 um
fip 30mm <ILg< 120 mm £ =151+l 0,7 um

£ =301+l
Fp 8 mm <d< 125mm _ 1,2 um

. . Lg=94 mm

it 10 << 20 1,0 um
fip 56 mm <[g< 102 mm 0,7 um
Fp 70mm <d< 135mm 1,4 um
Sup 7° <p< 23° 1,2 um
fip 46 mm << 112 mm 0,7 um
Fp 8 mm <d< 125mm 1,5 um
Sup 25° << 35° 1,3 um
fip 56 mm <[g< 102 mm 0,7 um
Fp 70mm <d< 135mm 1,7 um
Sup 23° <p< 37° 1,5 um
fip 46 mm << 112 mm 0,7 um
Fp d< 80mm Messung ohne Korrek- 1,4 um
Sup 0° << 20° tion; Rickfiihrung durch 1,2 um
S Lg< 60 mm Kontrollmessungen der 0,7 pm

Flankenliniennormale mit

d=34,5mm

p=0°

Lg=35mm
Fp 10mm <d< 160 mm Messung ohne 1,4 ym
Sup p=0° Korrektion; 1,2 um
S 10mm <Lg< 130 mm Rickfuihrung durch Kon- 0,7 pm
Fp 10mm <d< 160 mm trollmessungen der Flan- 1,5 um
fisp 0° <ps 20° kenliniennormale mit 1,3 um
fis 10mm <Lg< 130 mm chl)"oo mm, L = 54 mm 0,7 um
Fp 10mm <d< 160 mm B =15°r+ 1,8 um
Sup 20° <p< 40° £ =301+ 1,6 um
S 10mm </Ig< 130 mm 0,7 um

Symbole nach
ISO 1328-1:2018

Auswertung nach
Richtlinien

VDI/VDE 2612-1:2018

1 In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der
Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 %
und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe
sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Ausstellungsdatum: 22.06.2020

Giiltig ab: 22.06.2020
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15199-01-00

Permanentes Laboratorium

(

DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit ¥
Teilung und Rundlauf Teilkreisdurchmesser: d Nach AuRenverzahnung
Normalmodul: M, ,Rosettenverfahren” auf

Fr 5mm<d<350 mm Verzahnungsmessgerat. 0,7 um Symbole nach

fe M,20,5 Durchfiihren nach AA 0,6 um ISO 1328-1:2018

Fr im QVIH 1,0 um
MaR tber Messkreis MaR tber Messkreis: Mak | Messung des Mk auf A.uswgrjcung nach

Schragungswinkel: S Langenkomparator gegen Richtlinien
Mk Normalmodul: Mn rickgefiihrte Einstellnor- 1,2 um VDI/VDE 2613:2003
Mak £ 240 mm male nach AAim QMH
p=20°
Mn20,5

verwendete Abkiirzungen:

cMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmaglichkeiten)
DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik

VDI Verein Deutscher Ingenieure

s Schragungswinkel F, Gesamtteilungsabweichung

d Teilkreisdurchmesser f Einzelteilungsabweichung

dy Grundkreisdurchmesser F; Rundlaufabweichung

F, Profilgesamtabweichung Ly Profilauswertebereich

JHa Profilwinkelabweichung Lg Flankenlinienauswertebereich
fra Profilformabweichung Mgk  MaR tber Messkreis

Fp Flankenliniengesamtabweichung M, Normalmodul

fip Flankenlinienabweichung r+l rechtssteigend und linkssteigend
Jup Flankenlinienwinkelabweichung

1 In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der
Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 %
und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe
sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Ausstellungsdatum: 22.06.2020
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